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1. Bu onayl: teknik sartname yayim tarihinden
itibaren yiiriirliige girer.

2. Bu onayl teknik sartnamenin yiiriirlitkkten
kaldirilma tarihil'l: 31 Arahk 2025

3. Bu onayli teknik sarthame iizerinde
degisiklik yapilamaz.

4 Bu teknik sartname kapak dahil toplam 4
(dort) sayfadan ibarettir.

1 Bu tarihten &nce ihalesine ¢ikilmis veya sdzlegmesi imzalanmis dosyalarda, “yiiriirlitkkten kaldiriima tarihi” hiikmii

uygulanmayacaktir. %



203—-GENEL-0781-003-000-0

1. KONU

Bu teknik sartname; Tiirk Silahli Kuvvetleri ihtiyaci igin satin alinacak Genel Kullanim
Amaclan I¢in Sicak Haddelenmis Yuvarlak Kesitli Celik Cubuk teknik 5zelliklerini, denetim
ve muayene metotlarini ve ilgili diger hususlari kapsar.

2. GENEL HUSUSLAR
2.1. Kisaltmalar

2.1.1. Celik: Genel Kullanim Amaglart Igin Sicak Haddelenmis Yuvarlak Kesitli Celik
Cubuklar

3. ISTEK VE OZELLIKLER
3.1. Genel Ozellikler

3.1.1. Satin alinacak geligin TS EN 10060 standardina gére sekil, boyut, toleranslar, geligin
kalite standart numarasi ve ¢eligin adi veya numarasi ihale dokiimaninda belirtildigi gibi olacaktir.
3.1.2. Kalite giivence ve iiriin kalite belgelerine iliskin hususlar, yiiriirliikkteki TSK Mal
Alimlan Kalite Giivence Hizmetleri Yonergesinde yer alan esaslar dahilinde, ihale dokiimaninda
belirtildigi gibi olacaktr.

3.1.3. Kodlandirma islemi, yiiriirliikteki MSB Milli Kodlandirma Hizmetleri Y6nergesi
esaslarina gore yapilacaktir.

3.2. Teknik Istekler

3.2.1. Celigin kisa gosterilisi; sekil, boyut, toleranslar, geligin kalite standart numarasi ve
¢elifin adi veya numarasini kapsayacak sekilde TS EN 10060°da belirtildigi gibi olacaktir. Bu
husus yiiklenici tarafindan belgelendirilecektir.

3.3. Ambalajlama ve Etiketleme Istekleri

3.3.1. Ambalajlama ve etiketleme ile ilgili hususlar ihale dokiimaninda belirtildiZi gibi
olacaktir.

4. DENETIM VE MUAYENELER iCIN NUMUNE ALMA

4.1. Denetim ve Muayeneler igin numune alma islemi, Yirirliikteki TSK Mal Alimlari
Denetim, Muayene ve Kabul Islemleri Yonergesi esaslarina gére yapilacaktir.

4.2. Bir defada muayeneye sunulan ayni kisa gosteriligse sahip gelikler bir parti olarak kabul
edilecektir.

4.3. Partinin tamami g6z muayenesine tabi tutulacaktir.

5. DENETIM VE MUAYENE

5.1. Denetimler ve muayeneler, yiiriirlikkte olan TSK Mal Alimlari Denetim, Muayene ve

Kabul Islemleri Yonergesi esaslarina gore yapilacaktir.

5.2. Yiiklenici tarafindan karsilanan ve muayenelerde kullanilacak tiim cihaz ve 6lgii
aletlerinin kalibrasyonlarinin yapildigina dair kalibrasyonu yapan akredite firma/kurum veya
kurulusun verdigi muayene esnasinda gegerliligi bulunan belge/sertifika, muayeneler sirasinda
Muayene ve Kabul Komisyonuna ibraz edilecektir.

5.3. Teknik sartnamede istenen belgeler, iiretici firmanin kalite kontrol test raporlari/test
sonuglar1 veya iiriin kalite sertifikasi veya ulusal veya uluslararasi standarda uygunluk belgesi veya
akredite edilmis laboratuvarlardan veya kamu kurum ve kurulus laboratuvarlarindan alinmis onayl
test/analiz raporlarindan birisi olacaktir. Bu belgeler muayene esnasinda Muayene ve Kabul
Komisyonuna verilecektir.

6. YARARLANILAN KAYNAKLAR =«
6.1. Teknik sartnamede yer alan atif yapilan dokiimart., g
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EKLER
Yoktur.
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